Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne urządzenia pomiarowego do pomiaru parametrów fotoelektrycznych struktur półprzewodnikowych  – analizator przyrządów półprzewodnikowych
Dane ogólne urządzenia

	L.p.
	Nazwa
	Wymaganie
	Oferta

	1
	2
	3
	4

	1
	Typ urządzenia
	
	podać

	2
	Producent urządzenia
	
	podać

	3
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4
	Rok produkcji
	2011
	potwierdzić

	5
	Urządzenie
	Fabrycznie nowe urządzenie pomiarowe do pomiaru parametrów fotoelektrycznych struktur półprzewodnikowych -   analizator przyrządów półprzewodnikowych    
	potwierdzić


Parametry techniczne urządzenia

	L.p.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Oferta

	1
	2
	3
	4

	1
	Wymagania ogólne
	Budowa modularna minimum 10 kanałów
	potwierdzić

	2
	Tryb pracy
	Ręczny, automatyczny
	potwierdzić

	3
	Praca z PC
	Programowanie pomiarów i rejestracji danych, drivery do LabView
	potwierdzić

	4
	4 kanały pomiarowe
	1. Zakres napięcia – co najmniej od          -100V do +100V

2. Rozdzielczość pomiaru napięcia - dla najniższego zakresu nie gorsza niż 0.5μV

3. Zakres prądu – co najmniej od               -100mA do +100mA

4. Rozdzielczość pomiaru prądu - dla najniższego zakresu nie gorsza niż 1fA
	potwierdzić

	5
	Pomiar pojemności
	1. Zakres częstotliwości – co najmniej 1kHz do 5 MHz

2. Rozdzielczość pomiaru pojemności – dla najniższego zakresu nie gorsza niż 0.045fF 
	potwierdzić

	6
	Pomiary wysokoczułe w 2 kanałach
	1. Zakres napięcia – co najmniej od          -100V do +100V

2. Rozdzielczość pomiaru napięcia – dla najniższego zakresu nie gorsza niż 0.5μV

3. Zakres prądu – co najmniej od              -100mA do +100mA

4. Rozdzielczość pomiaru prądu - dla najniższego zakresu nie gorsza niż 100aA
	potwierdzić

	7
	Wyposażenie dodatkowe
	1. Zestaw kabli pomiarowych Triax o długości co najmniej 2.5m

2. 2 panele gniazd przejściowych w tym   6 x Triax (ż-ż), 6 x BNC (ż-ż), Intlk    (do lutowania), 1xGNDU Triax (ż-ż)

	potwierdzić

	8
	Stolik pomiarowy termiczny, do pomiaru prądów aA (bez kontrolera temperatury)
	1. Średnica płytek - 150mm

2. Zakres temperatur co najmniej   od       -60°C do +200°C

3. Złocony 

4. Uchwyt montażowy umożliwiający montaż do stolika XYZθ  u użytkownika

5. Waga – poniżej 2kg

6. Wymiary – nie więcej niż Φ  155mm     h  30mm

7. Wbudowany pomiar temperatury
	potwierdzić         i podać

	9
	Pozycjonery magnetyczne 
	1. 2 szt. - prawy i lewy

2. Rozdzielczość – nie gorzej niż 1μm

3. Zakres ruchu XYZ – nie mniej niż 0.5”

4. Podstawa – magnetyczna, nie więcej niż  2.5” x 4”
	potwierdzić         i podać

	10
	Sondy pomiarowe DC
	1. Wymienne ostrza – minimum 20 szt.

2. Promień ostrza  7µm lub mniejszy
3. Zakres temperatur pracy co najmniej od  -60°C do +200°C

4. Zakres pomiarowy – pojedyncze fA       i  fF

5. Elektryczne ekranowanie ostrza (leakage noise)  ±10fA w zakresie od      -60°C do +200°C
	potwierdzić

	11
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia
	maksymalnie 18 tygodni od daty podpisania umowy
	podać

	12
	Dokumentacja użytkowa i techniczna w języku angielskim
	Zapewnione
	potwierdzić

	13 
	Okres gwarancji
	minimalnie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia
	podać


*Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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